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1. DATOS DE LA ASIGNATURA

	Nombre de la asignatura: 
	
	Reconocimiento de Patrones

	Carrera: 
	
	Ing. en Sistemas Computacionales

	Clave de la asignatura:
	
	ESCCI01

	Horas teoría-Horas práctica-Créditos:
	
	2-2-6


2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1. Relación con otras asignaturas del plan de estudio.

	ANTERIORES
	
	POSTERIORES

	Asignaturas
	Temas
	
	Asignaturas
	Temas

	
	
	
	Visión Artificial
	Todos


2.2. Aportación de la asignatura al perfil del egresado.

El alumno podrá analizar y modelar problemas de diversas áreas debido a que esta asignatura contempla en estudio de técnicas y herramientas que permitan al profesionista llevar a cabo un minuciosos proceso de abstracción
3. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO 

En el curso se verán los principales conceptos teóricos y algoritmos clásicos utilizados al resolver problemas de reconocimiento y clasificación de patrones a partir de datos sensoriales, así como también se propondrá su aplicación a problemas prácticos concretos.

4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	1
	
	Tema:
	Teoría de la decisión bayesiana.


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El estudiante conocerá los fundamentos, de la diciplina de reconocimiento de patrones
	
	Examen       30    %
Practica        20    % 

Asistencia    20    %

Proyecto      30   %


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	1.1


	Aproximación al problema de reconocimiento de patrones. 
	Exposicion 
	
	1

	1.2

	Teoría de la Probabilidad y Regla de Bayes.  
	Exposicion
	Ejercicios

	2

	1.3
	Clasificación con la mínima tasa de error
	Exposicion
	Ejercicios
	1

	1.4
	Clasificadores, funciones discriminantes, superficies de decisión
	Exposicion
	Ejercicios
	1

	1.5
	Densidad normal
	Exposicion
	
	1

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	[1]
Pattern Recognition Principles – J. Tou, R. González 

[2]
Pattern Recognition: A Statistical Approach – P. Devijver and J. Kittler
	
	· Pizarrón
· Proyector Multimedia

· Computadoras con:


Java
· Internet


	4.1
	Unidad:
	2
	
	Tema:
	Preprocesado y extracción de características


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El estudiante conocerá las principales etapas en el reconocimiento de patrones
	
	Examen        30  %

Práctica         20 % 

Proyecto       30  %
Asistencia     20  %


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	2.1
	Normalización
	Exposición
	Programación de Algotirmos
	3

	2.2
	Reducción de la dimensionalidad (Selección, combinación de caract.)
	Exposición
	Programación de Algotirmos
	3

	
	
	
	
	6


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	[3]
Pattern Classification and Scene Analysis – Duda and Hart.

[4]
Pattern Classification. R.O. Duda, P.E. Hart, D.G. Stork Wiley, 2000


	
	· Pizarrón

· Proyector Multimedia

· Computadoras con:


Java

· Internet


	4.1
	Unidad:
	3
	
	Tema:
	Generalización


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El estudiante establecerá técnicas y métodos para el control estadístico de errores
	
	Examen      50%

Practica      30% 

Tareas        20%


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	3.1
	Estimación error de generalización


	
	
	3

	3.2
	Control de la complejidad
	
	
	3

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	[3]
Pattern Classification and Scene Analysis – Duda and Hart.

[4]
Pattern classification. R.O. Duda, P.E. Hart, D.G. Stork Wiley, 2000

[5]
Reconocimiento de formas y visión artificial.  D. M. Gómez Allende Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.

	
	· Pizarrón

· Proyector Multimedia

· Computadoras con:


Java

· Internet


	4.1
	Unidad:
	4
	
	Tema:
	Técnicas de Clasificación


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El estudiante conocerá y aplicará los métodos para lograr una clasificación de objetos adecuada
	
	Examen        30  %

Práctica         20 % 

Proyecto       30  %

Asistencia     20  %


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	4.1
	Métodos Paramétricos
	Exposición
	Programación de Algoritmos
	6

	4.2
	Métodos No-Paramétricos
	Exposición
	Programación de Algoritmos
	6

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	 [6]
Neural Networks for Pattern Recognition. Christopher M. Bishop. Oxford University Press, 1995


	
	· Pizarrón

· Proyector Multimedia

· Computadoras con:


Java

· Internet


	4.1
	Unidad:
	5
	
	Tema:
	Clustering


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El estudiante conocerá los métodos para la conformación adecuada de clustering
	
	Examen        30  %

Práctica         20 % 

Proyecto       30  %

Asistencia     20  %


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	5.1
	Métodos Jerárquicos
	Exposición
	Programación de métodos
	6

	5.2
	Métodos No-Jerarquicos
	Exposición
	Programación de métodos
	6

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	 [5]
Reconocimiento de formas y visión artificial.  D. M. Gómez Allende Addison-Wesley Iberoamericana, 1994

[6]
Neural Networks for Pattern Recognition. Christopher M. Bishop. Oxford University Press, 1995


	
	· Pizarrón

· Proyector Multimedia

· Computadoras con:


Java

· Internet


5. REVISION DE LA PLANEACION DIDACTICA
Esta planeación deberá ser revizada cada dos ciclos escolares a partir de la fecha de su efectividad.

Primer
3 al 5 de marzo

Segundo
2 al 4 de abril

Tercer
7 al 9 de mayo

cuarto
11 al 13 de junio
COPIA NO CONTROLADA
	RV00/01/07
	
	F-AA-01


COPIA NO CONTROLADA
	RV00/01/07
	
	F-AA-02
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